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Les versions consolidées de certaines publications de
la CE! incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publncaﬂm:_d.Lhas.Lme.QLam_las_amﬁndgmsnts 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued
with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incorporating
amendment 1 and the base publication incorporating
amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il refléte |'état
actue! fle la technique.

Des repseignements relatifs a la date de reconfirmation
de la plublication sont disponibles dans le Catalogue de
la CEI.

Les remseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
semen| des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEIl et dans les documents ci-dessous:

« |Bulletin de la CEl

¢ [Annuaire de la CEl
Accés en ligne”

» [Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et4 ‘
(Accés en ligne)*
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IEC Yearbook
n-line access™

atalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /International Electrotechnical Vgcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the [EC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols fo
be used in electrical technology, \EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, supvey and
compilation of the single sheets and IEG 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the sgme

le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a
la fin de cette publication, qui énumeérent les
publications de la CEI préparées par le comité d'études
qui a établi la présente publication.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

technical committee

. The attention of readers is drawn to the end pages of

this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-17: Essais — Froid

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisafi ondialeNde nprmalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comites rationauxide la~CE|). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questiol alisgtion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, ¢ utres ivi : Hes Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'é des, 2 3 et:ut Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisa : a entales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pammp N aux travaux. La CHEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normaljsatic S R onditions fixéeg par accord
entre les deux organisations.

2)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en ¢ i co e les \questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés atiopaux s'intgressant a ces questionsg, expriment
dans la plus grande mesure possiblé i

3)| Ces décisions constituent des recommandati internationales publiées sous forme de normes,|de rapports

techniques ou de guides et agréées amités nationaux.
omités nationaux de la CEl s'engagent| & appliquer

a, lgs Normes internationales de la CEl dans lgurs normes
a norme de la CEl et la norme nationale qu régionale

a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
3ifs a fibres optiques, du comité d’études 86 de la CEl:

su des documents suivants:

DiIsS Rapport de vote

86B/544/DIS 86B/624/RVD

Lg rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le yote ayant
aboutt & Fapprobatlon de cetie norme.

La CEl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d’interconnexion et composants. passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures
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1) The

comgrising all national electrotechnical committees (IEC National Committees)
promote international cooperation on all questions concerning standardization i
fieldyg. z

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-17: Tests — Cold

FOREWORD

IEC (international Electrotechnical Commission) is a worldwide organizdtion f¢

preparation is entrusted to technical committees; any |IEC National Committee interested in the s

with

IialsTlg wnth the IEC also partlmpate m thls preparaﬂon The lE.C co bor

Orgal

two qrganizations.

2) The
poss

3) They
repo

4) In order to promote internatic

Stan
dive
indic|

internati
intercon

The text

Full info

mittees undertake to apply IEC Internati
Hards transparently to @ e in their national and regional standards.
ence between the |k 8 an sponding national or regional standard shall be clé

Fmation on the voting for the approval of this standard can be found in the repori

voting in

tanda rd|z tion

pnal
Any
arly

ted in the latter.
bnal Stanc@ﬂ -17 has “heen prepared by sub-committee 86B: Fibre optic
hecting devic components, of IEC technical committee 86: Fibre optigs.
of this dard i
\ \ DIS Report on voting
./ 86B/544/DIS 86B/624/RVD

on

dicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting

devices

and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests
Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-17: Essais —~ Froid

1 [Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

disposit|f a fibres
prolongées, qui
gité progédure ne
tionner en cas de

L’gbjet de la présente partie de la CEl 1300 est de déterminer I'aptitiide
opli R - N
pe

vafi

- 3 g$sai Ab. Le spécimen |est placé
da 3 < 3 On diminde ensuite la températuyre de la
chambre jusqu'a ce que la températy atteinte, a raison de 1 °C/min maximum en

i on maintient cette température pendant

jugqu'au rétablissem < - biante. On laisse ensuite le spég¢imen se

2 g référence
dlspsmons valables pour la presente pariie de la CEI{1300. Au
ons indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est
3 prenantes aux accords fondés sur la présente partie (e la CEl

« efcher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récgntes des
watifs ihdiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO posgédent le

| 68-2-1: 1990, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essais A: Froid

CEl 1300-2-22: 1995, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures — Partie 2-2: Essais — Variations de
température
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-17: Tests — Cold

1 Gendral

1.1 Scope and object

ability of these devices to wnthstand or operate during temperature
1300-2-22 would be used.

1.2 Ge

heral description

This profedure is conducted in accordarCe Wi
a chamber at ambient temperature. The te

rate not

temperature for the specified duration. The chambetemperature is then raised to ambient
the spegimen is allowed to atfain ambient em hbeforé final measurements are made

1.3 Noftmative referencgs

b to
rin
the

, IEC

d in
at a
that
and

The follpwing nor isions which, through reference in this text,
constituTe provisio ( 00. At the time of publication, the editions indicdted
were valid. All normatiye dq bject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC130Q are d to investigate the possibility of applying the most
recent efitions of th nts indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registerg of curgen

IEC 68-2-

IEC 130D-2-22:1995, Fjbre optic interconnecting devices and passive components — Basic [test
and megsurement procedures — Part 2: Tests — Change of temperature
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2 Matériel

2.1 Chambre

L'appareillage comprend une chambre d'essai selon la CEl 68-2-1, essai Ab. La chambre doit
étre en mesure de contenir le spécimen et permettra l'accés pour les mesures pendant le
conditionnement, si nécessaire. Elle doit aussi étre capable de maintenir la température et la
tolérance spécifiées. La ventilation forcée pourra étre utilisée pour maintenir des conditions
homogénes. On doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le spécimen n'entre
pas directement en contact avec les éléments de chauffage ou de refroidissement.

- A e F 54 shad.
2. - AUUCo UlIopPUolllo

De¢s dispositifs additionnels peuvent étre nécessaires pour exécuter leg es)spégifiées par
la[spécification particuliere.

3 | Procédure
Appliquer la procédure conformément a la CEl 68-2-1,

3.1 Préconditionnement

Si[ spécifié, préconditionner le spéci pécification particuliefe.

3. Mesures initiales

Si| spécifié, exécuter les examensg et sSure aux comme indiqué par la spécification
particuliére.

3.8 Conditionne

3.8.1 Staba
spécimen dans

n aux conditions atmosphériques standard]. Placer le
position de fonctionnement normale, y campris les

inferconnexions, a péfiphériques (quand requis)

3.2 £ g : e de la chambre conformément a la sévérité spécifiée. La rapidité
d ati étatufe ne doit pas dépasser 1 °C/min en moyenne pendant upe période
m} i umin. n laisse le spécimen se stabiliser et on maintient cette température
pendan

3.3.3 ~A’la finde I'essai, laisser le spécimen dans la chambre pendant que la tempégrature est

aduellement augmentee aux condmons atmospherlques standard. La rap|d|te de la variation
° de maximale de
5 min. La speCIflcatlon particuliére peut demander des mesures pendant le conditionnement. Si
nécessaire, la spécification particuliere doit indiquer les mesures & effectuer et quand les
effectuer. Pendant I'exécution de ces mesures, ne pas enlever le ou les spécimens de la
chambre.

3.4 Reprise

Enlever les gouttelettes d'eau en secouant le spécimen ou en utilisant un jet d'air aux
températures de laboratoire pendant un court laps de temps. Maintenir le spécimen a des
conditions atmosphériques standard pendant plus de 1 h. La spécification particuliere peut
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2 Apparatus

2.1 Chamber

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-1, test Ab.
The chamber shall be capable of housing the specimen and of allowing access for
measurement during conditioning, if required. It shall also be capable of maintaining the
specified temperature and tolerance. Forced air circulation may be used to maintain
homogeneous conditions. Care shall be taken to ensure that the specimen is not directly
exposed to the heating or cooling elements.

2.2 Oﬁ‘lﬂ apparatus
I

Additional apparatus may be necessary to perform the measurements speg the detail
specificdtion.

3 Procedure
Conductfthe procedure in acco‘rdance with IEC 68-2-1, test Ab:

3.1 Preponditioning

If specifipd, precondition the specimen as fequire

3.2 Initlal measurements

If specifigd, take initial examinations and i ea@e :

3.3 Conditioning

3.3.1 Stabilize t
specimen in the

the
bral

equipment (when r

3.3.2 djust the charmbe of
temperature shall ™ the
specime el tion
specifie

temperaliure jis.gradually raised to standard atmospheric conditions. The rate of change of
temperaturé shall not exceed 1 °C/min, averaged over a maximum period of 5 minutes.
detail spebificati ) e )
specification shall specify the measurements to be taken and when to take them. Do not
remove the specimen(s) from the chamber when taking these measurements.

3.4 Recovery

Remove water droplets by shaking the specimen or by using a blast of air at laboratory
temperatures for a short time. Allow the specimen to remain under standard atmospheric
conditions for a period of greater than 1 h. The detail specification may call for
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demander des mesures pendant la reprise. Si nécessaire, la spécification particuliere doit
indiquer les mesures a effectuer et quand on doit les effectuer.

3.5 Mesures finales
Effectuer les mesures finales comme indiqué par la spécification particuliére.
4 Sévérité

La sévérité comprend la température et la durée de I'épreuve. L'écart de la température doit
étreg-imferieur & =3°C:

Leg sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultativgs pouvant éire spécifiées

poyr cette procédure: (\
Température é
OC t\

-55 6
-40 24
-25 G 2
-10 96
240
500

5 Pétails a précise

Procédure-de

préconditionnement

Procédure de reprise

— Examens et mesures initiaux et exigences fonctionnelles

— Examens et mesures en cours d'essai et exigences fonctionnelles
— Examens et mesures finaux et exigences fonctionnelles

— Ecarts par rapport a la procédure d'essai

— Critéres supplémentaires de succés/défaillance
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measurements during recovery. If required, the detail specification shall specify the
measurements to be taken and when to take them.

3.5 Final measurements

Take final measurements as required by the detail specification.

4 Severity

The severity consists of the combination of the temperature and duration of exposure.
Temperdiure deviation shall be 1ess than £3 C.

The follqwing preferred severities are non-mandatory severities which may this

procedufe:
Temperature Du or\
°C M

AN
-65 \
-55
—40 24
-25
< 9

-10
5 240
S Q 500

5 Details tobes ifie

The folld specified in the detail specification:

- Te
- Dy
— Spee i tioning or non-functioning
- 8y

— Pre-conditioning.pfocedure

- Rtfcovery procedure

— Initial examinations and measurements and performance requirements

— Examinations and measurements during test and performance requirements
— Final examinations and measurements and performahce requirements

— Deviations from test procedure

— Additional pass/fail criteria
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